
 

Sigla e Título: TE-228                          METROLOGIA ÓPTICA 

Obs.: consta da sigla o ano, este deve ser aquele em que a disciplina será oferecida. 

Exemplo: EE-000/2010 -  
Ementa:   
Medições por triangulação. Medições por interferometria. Medições por difração. Medição e qualificação 
de componentes ópticos.  Análise dos parâmetros de influência e da avaliação da incerteza da medição 
óptica. Uso da ISO/BR 17025, da ISO GUM, do VIM na avaliação e na expressão de incertezas de 
medições ópticas. 
 
Carga Horária Semanal 2-0-2-6 Crédito máximo  Até 3 

Exemplo: 0-0-0-0(1
o
 dígito = corresponde ao número de horas semanais destinado à exposição teórica da 

matéria; 2º dígito = corresponde ao número de horas de aula de exercícios;  3º dígito = corresponde ao tempo 
usado em laboratório,  desenho, projeto, visita técnica; 4º  dígito = corresponde ao número de horas estimadas 
para estudo em casa. 

Requisitos 
Recomendado MP-237, FF-249 

Exigido  
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